






















































































































































































































































专利名称(译) 用于具有多个测量装置的同期荧光和反射测量的方法和设备

公开(公告)号 CN1489446A 公开(公告)日 2004-04-14

申请号 CN01822712.0 申请日 2001-12-18

[标]申请(专利权)人(译) 曾海山
斯蒂芬・拉姆
布兰科米哈尔帕尔奇克

申请(专利权)人(译) 曾海山
斯蒂芬·拉姆
布兰科·米哈尔·帕尔奇克

当前申请(专利权)人(译) 曾海山
斯蒂芬·拉姆
布兰科·米哈尔·帕尔奇克

[标]发明人 曾海山
斯蒂芬拉姆
布兰科米哈尔帕尔奇克

发明人 曾海山
斯蒂芬·拉姆
布兰科·米哈尔·帕尔奇克

IPC分类号 G01N21/64 A61B1/00 A61B1/04 G01J3/02 G01J3/10 G01J3/36 G01N23/223 A61B5/00

CPC分类号 G01N23/223 G01J3/0289 G01J3/0218 G01J3/36 G01J3/10 G01N2223/076 G01J3/0243 G01J3/02 
G01J3/021 G01J3/0235

代理人(译) 武玉琴
顾红霞

优先权 09/741731 2000-12-19 US

其他公开文献 CN100477952C

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

公开了一种光学系统，该系统提供来自目标、如组织样本、工业目标如
计算机芯片或其它可以用光学系统如显微镜、内窥镜、望远镜或相机观
察的目标的同步图像和光谱。在一些实施例中，本系统提供多个与目标
的原始图像内各种所需波段对应的多个图像，以及如果需要，提供可以
提供从中获得光谱的精确位置的识别并增强定点装置的能力的定向指示
器。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/3477b69c-b2af-404c-8eaa-c860a0433851
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/024981938/publication/CN1489446A?q=CN1489446A
http://epub.sipo.gov.cn/tdcdesc.action?strWhere=CN1489446

